Agilent 3070 Testsystem X-Probe Vakuum Adapter

HP-70-11XGP
HP-70-11XCP

Technische Beschreibung

- Einkammer-Vakuumadapter fur das 3070 Agilent Testsystem

- AuBenmalie : 480 x 460 x 100 mm

- Max. Produktflache : 354 x 299 mm

- Original Agilent Schnittstellenplatte

- Stabile Ausfiihrung aufgrund des Alu-Rahmens

- PAG-Verriegelungssystem

- Prufungsauflageplatte aus ESD gerechtem Plattenmaterial
Nadeltragerplatte aus 15mm dickem Glasfasermaterial (GP-Ausflihrung)
Nadeltragerplatte aus 15mm dickem Epoxymaterial (CP-Ausfuhrung)
- GPS ESD L-Kassettendichtung

- Abgerundete Dichtungsecken (zum besseren Ansaugen)

- ESD-Ableitnadeln serienmafiig

- Siebdruck auf der Ober- und Unterseite der Nadeltragerplatte

- Ergonomisch gestaltete Griffe

- GrolRes Angebot an Test Jet Komponenten

- Vakuumplatte 8 mm (optional)
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